Pfiloha ke Kupni smlouvé - Technicka specifikace k VZ "Stolni elektronovy mikroskop s p¥islusenstvim (AMULET)"
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Uchaze¢ doplni konkrétni hodnoty dle nabizeného zafizeni, nebo uvede zda

C. Pozadované technické a funkéni vlastnosti, hodnota, mnozstvi o
vlastnosti splfiuje ANO / NE

1 Mikroskop musi mit detektor sekundarnich elektron( (SE) pro méfeni v rezimu nizkého vakua. ANO

2 Mikroskop musi mit moznost detekce monochromatické katadoluminiscence. ANO

3 Mikroskop musi umozriovat skladani vice zornych poli. Tato funkénost je dlleZita pro specifické experimenty s ANO
heterogennimi povrchovymi mikrostrukturami a pozorovanim a srovnavéanim rliznych oblasti vzorku.

4 Mikroskop musi mit detektor zpétné odrazenych elektrond (BSE) pro méfeni v rezimu vysokého i ANO
nizkého vakua.
Detektor zpétné odrazenych elektron( (BSE) musi mit minimdlné 4 segmenty s moznosti jejich

5 L e e L . ANO, 4 segmenty
prepindni pro ziskani odlisnych obrazovych informaci.

6 Zdrojem elektrond musi byt wolframové vlakno s jednoduchou uZivatelskou vyménou. ANO

7 Mikroskop musi umozZriovat poutziti urychlovaciho napéti v rozsahu minimalné 5 kV - 20 kV. ANO

8 Rozsah zvétSeni mikroskopu musi byt alepori 10x - 100 000x, vztazeno k foto formatu 4”x5”. ANO, 10x - 100 000x

9 Soucésti dodavky musi byt EDS detektor. ANO

10 [Velikost aktivni plochy EDS detektoru musi byt alespor 30 mm2. ANO, 30 mm2

11 [Software EDS detektoru musi umozriovat bodovou a ¢arovou analyzu a mapovani vzorku. ANO

12 [Software EDS detektoru musi bézet na stejném PC jako software mikroskopu. ANO

13 [EDS analyza musi pracovat bez nutnosti zmény polohy vzorku proti EM zobrazovani. ANO

14 [EDS analyzu musi byt moZné provadét na stejné velkém povrchu jako EM zobrazovani. ANO
Konstrukce mikroskopu musi umoZiiovat jeho kompletni umisténi véetné viech ovladacich prvkd na laboratorni

15 [stdl* (dopliikova informace: rozméry lab. stolu §. 120 x h 70 cm). Primarni vakuova vyvéva mize byt umisténa na ANO
zemi.

16 Veskera elektronika mikroskopu musi byt integrovana v mikroskopu, mimo PC, EDS elektronika, 6
monitor a ovladaci prvky.

17 Maximalni vaha mikroskopu musi byt do 90 kg, coZ vychazi z umisténi mikroskopu na bézny laboratorni stal. 6

18 Mikroskop musi mit vysouvaci systém otevirdni komory pro snadny pfistup ke stolku mikroskopu a 6
jeho vnitini Casti.

19 |Mikroskop musi mit stolek s motorizaci alespor pro osu X aY. ANO

20 |Rozsah pohybu stolku v osach X a Y musi byt minimalné 0 - 35 mm. ANO, X: 0 - 40mm, Y: 0 - 35mm

21 |Maximalni velikost vzorku musi byt alespofi 80 mm v priiméru a 50 mm na vysku. ANO, 80 mm v priiméru a 50 mm na vysku

22 |Mikroskop musi umozZriovat zobrazovani ¢asti vzorku o velikosti alespon 35 x 35 mm. ANO, 35 x 40 mm
Mikroskop musi pracovat bez nutnosti pfipojeni stlaceného vzduchu a chladici kapaliny i pro rezim snizeného

23 ANO
vakua**

24 Cerpani vakua musi byt zajisténo pomoci piné automatického bezolejového vakuového systému a ANO
to pomoci integrované turbomolekuldrni vyvévy a externi membranové vyvévy.

25 |Primarni membrdnova vyvéva musi byt soucdsti dodavky. ANO

26 |Cerpéani komory do rezimu vysokého vakua musi byt do 3 minut po vyméné vzorku. ANO

27 Mikvrosko'p muvsl"umc.)iﬁovat rezim nizkého vakua alespor ve dvou stupnich pro30a 60 Pa s ANO, 30 a 60 Pa
moZnosti poufZiti SE i BSE detektoru.
Zména mezi rezimy vysokého a nizkého vakua musi byt provadéna pouhym prepnutim pomoci

28 |softwarového ovladaciho rozhrani bez nutnosti manualniho vkladani specidlnich apertur nebo ANO
detektord.

29 |Ovladaci software mikroskopu musi byt kompatibilni s opera¢nim systémem Windows. ANO

30 |Ovladaci software musi umoznovat zobrazeni alespori dvou Zivych signélt z detektord soucasné. ANO

31 |Obrazovy vystup z mikroskopu musi byt ve standardnich formatech, alespor: BMP, TIFF, JPEG. ANO

o Soucdsti dodavky musi byt integrovana barevna optickd kamera pro automatizované pofizeni snimku ANO
pro navigaci na vzorku v komote mikroskopu.

33 Soucdsti dodavky musi byt odpovidajici pocita¢ neomezujici funkénost mikroskopu a ovlddaciho ANO
softwaru.

34 |Soucasti doddvky musi byt monitor. ANO

35 Soucdsti dodavky musi byt alespori 10 ks wolframovych vlaken, pro snadnou uZivatelskou ANO
vyménu.

36 Souéasti dodavky musi byt soustava drzaku vzork( pro uchyceni jednoho 15 mm vzorku az fin- po ANO
drzak vzorkd pro maximalni velikost vzorku 80 mm v priiméru.

37 |Soucasti doddvky musi byt software pro rekonstrukci 3D obrazu véetné méreni v ose Z. ANO

38 |Mikroskop musi byt mozné rozsifit o moZnost pozorovani v rezimu STEM. ANO

39 Mikroskop musi byt mozné rozsifit o chlazeny stolek, naklapéci stolek, in-situ tahovy stolek a stolek ANO
s mikromanipuldtorem.

40 |Mikroskop musi umozZriovat plnou uZivatelskou tdrzbu véetné moZznosti vymény apertur. ANO

41 |Zarucni lhGta min. 24 mésich ANO

42 |Doprava, instalace ANO

Predpokladand hodnota v Ké bez DPH 2 818 000,00 K¢

Nabizené Feseni, tj. vyrobce, pfesny typ/model vedouci k idetifikaci nabizeného fe3eni (napf. part number, katalogové
&islo, odkaz na web, apod.)

Hitachi TM4000 Plus Il

Nabidkova cena celkem, véetné veskerého pfi

vi, dopravy, i lace (v K¢ bez DPH)

2816 400,00 K¢

Nabidkova cena celkem, véetné veskerého pfi

vi, dopravy, i e (v KEs DPH)

3407 844,00 K¢

Vysvétleni:
* Stolni plné integrované zafizeni je naprosto zdsadni z divodu rychlé, operabilni kontroly vytvofenych povrchi a mikrostruktur, s minimalizaci dodateénych technickych pfiprav vzorku. Také prostor

laboratofe neumozriuje rozsdhlejsi stavebni upravy, je omezen a proto poZadujeme stolni zafizeni. Zafizeni nemuze byt umisténo v jiné budové, musi slouZit k okamzité analyze vzorki produkovanych ve
vedlejsi hale urychlovace Tandetron. Jind budova a mistnost neni k dispozici.

**Jednd se o sniZzeni podminek na instalaci mikroskopu, ktery je stolnim zafizenim, mdze byt pfemistovdn, pokud bude tfeba a neni nutné na néj navazovat rozvody stlaceného vzduchu nebo chladicich
kapalin, coZ pak limituje moZnosti instalace na malém prostoru nebo pfipadné pfemisténi.

podpis osoby opravnéné jednat za dodavatele




